

Вопросы к экзамену для МПП-97-1В


Лит./ где найти


 Рентгеновская дифрактометрия

1. Область применения дифрактометра общего назначения.

2. Оптические схемы дифрактометров общего назначения.

· измерение дифракционной картины для поликристаллов

· монохроматизация/первичная и вторичная/монохроматоры

· оптимальные условия измерения для поликристаллов

· статистика счёта квантов, абсолютная и относительная погрешности измерений интенсивности

· измерение интенсивности в присутствии фона

· проверка линейной зависимости от числа квантов

· измерение интенсивности для монокристаллов: омега и тета/два тета методы

3. Приложения дифрактометрии

· фазовый анализ

· метод скользящего пучка

· прецизионные измерения межплоскостных расстояний для монокристаллов

· прецизионные измерения межплоскостных расстояний поликристаллов

· дифрактометрическое измерение состава твёрдых растворов

· определение типа твёрдых растворов

· использование дифрактометрии для построения диаграмм равновесия

· измерение коэффициентов теплового расширения

· измерение упругих напряжений в поликристаллах

· особенности измерения упругих напряжений в тонких слоях (осесимметричная схема напряжений)

· рентгеновская геометрия монокристаллов, определение ориентировки кристаллов

· определение локальной ориентировки в сечениях монокристаллов

· определение теплового расширения образца и подбор формулы для вычисления КТР

· изучение текстур

4. Теория двухкристального спектрометра

· схема работы и ход лучей в двухкристальном спектрометре

· дисперсия спектрометра

· спектрометр с нулевой дисперсией

· характеристики кривой качания спектрометра с нулевой дисперсией

· неидеальный спектрометр, уширение кривой качания

· применение спектрометра для исследования несоответствия эпитаксиальных слоёв

· изучение кривизны эпитаксиальных структур

· анализ напряжённого состояния эпитаксиальных структур и определение состава плёнок.

